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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ETHODES POUR LA MESURE DE LA RESISTIVITE TRANSVERSALE
)5 ‘E LA RESISTIVITE SUPERFICIELLE DES MATERIAUX ISOLANTS
7/, ELECTRIQUES SOLIDES

O PREAMBULE

1) Les décisions ou@ s officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ou sont représentésffousgles Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible

un accord internatio les sujets examinés.

2) Ces décisions constitue recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

dans leurs régles nationales 1 de la recommandation de la CEI, dans la mesure ou les conditions nationales le
permettent. Toute divergence e recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, &tre indiquée €n termes clairs dans cette derniére.

Ve
0 PREFACE

La présente norme a été établie p;r le Sous-Comité 15A: Essais de courte durée, du Comite
d’Etudes N° 15 de la CEI: Matériaux isq

Elle constitue la deuxiéme édition de la I%tion 93 de la CEI.

3) Dans le_ but d’encourager @c tion internationale, la CEI exprime le veeu que tous les comités nationaux adoptent
eﬁx?

Un projet fut discuté lors de la réunion tenlﬁ "l;oronto en 1976. A la suite de cette réunion,
un projet, document 15A(Bureau Central)35, fut sow a 'approbation des Comités nationaux suivant
la Régle des Six Mois en novembre 1977. &

Des modifications, document 15A(Bureau Central)39; nt soumises a I’approbation des Comités
nationaux selon la Procédure des Deux Mois en octobre 1979.

Les Comités nationaux des pays ci-apres se sont pronon icitement en faveur de la publication:
Allemagne France
Autriche Irlande O
Belgique Italie ®
Brésil ‘ Norvege Vg
Bulgarie Nouvelle-ZéIand@
Canada Pologne /
Chine Royaume-Uni @
Corée (République de) Suéde O/
Danemark Suisse
Egypte Tchécoslovaquie 6
Espagne Yougoslavie

Etats-Unis d’Amérique

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme: !
Publicationsn® 167: Méthodes d’essai pour la détermination de la résistance d’isolement des isolants solides.
212: Conditions normales & observer avant et pendant les essais de matériaux isolants électriques dolides

260: Enceintes d’épreuve a humidité relative constante fonctionnant sans injection de vapeur.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

AND SURFACE RESISTIVITY OF SOLID ELECTRICAL
INSULATING MATERIALS

/0

§
@4
O FOREWORD

) 'y
1) The formal decision eements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees Having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international

) METHODS OF TEST FOR VOLUME RESISTIVITY

consensus of opinion on jects dealt with.
2) They have the form of recopffnehdations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

the text of the IEC recommendat their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the IEC recommendation corresponding’ national rules should, as far as possible, be clearly indicated
in the latter. .

7
0 PREFACE

This standard has been prepared by ;ub— mmittee 15A: Short-time Tests, of IEC Technical
Committee No. 15: Insulating Materials.

It forms the second edition of IEC Publicatio

3) In order to promote intcmatio@jﬁcaﬁon, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt

A first draft was discussed at the meeting held in T(ﬁmo,in 1976. As a result of this meeting, a draft,
Document 15A(Central Office)35, was submitted to t tional Committees for approval under the
Six Months’ Rule in November 1977.

Amendments, Document 15A(Central Office)39, were itted to the National Committees for
approval under the Two Months’ Procedure in October 1979.
The National Committees of the following countries voted itly in favour of publication:
Austria Italy
Belgium Korea (Republi &
Brazil . New Zealand
Bulgaria Norway v
Canada Poland Q
China Spain /
Czechoslovakia Sweden @
Denmark : Switzerland O
Egypt United Kingdom
France : United States of America

Germany Yugoslavia

Ireland }
<

Other IEC publications quoted in this standard :
Publications Nos. 167: Methods of Test for the Determination of the Insulation Resistance of Solid Insulating Ma r;als@

212: Standard Conditions for Use Prior to and during the Testing of Solid Electrical Insulating
Materials.

260: Test Enclosures of Non-injection Type for Constant Relative Humidity.



METHODES POUR LA MESURE DE LA RESISTIVITE TRANSVERSALE
);T DE LA RESISTIVITE SUPERFICIELLE DES MATERIAUX ISOLANTS
6 ELECTRIQUES SOLIDES
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1. Domaine ication

Les prése@ éthodes définissent les procédés de mesure de la résistance transversale et de la
résistance sup€r; le, ainsi que les calculs de la résistivité transversale et de la résistivité
superficielle des iaux isolants électriques solides.

Les essais de rés transversale et de résistance superficielle sont affectés par les facteurs
suivants: valeur dela te et durée d’application de la tension, nature et géométrie des électrodes,
température et humidité &a mosphére ambiante et des éprouvettes pendant le conditionnement
et la mesure. Ces paramétra{;\t I'objet de recommandations.

D

2. Définitions e
- L .
2.1 Résistance transversale /

Quotient de la tension continue appliquée ent électrodes placées sur deux faces (opposées)
d’une éprouvette par le courant en régime établi entr, électrodes, a I’exclusion du courant circulant
en surface et en ne tenant pas compte des phénome e polarisation éventuels sur les électrodes.
Note. — Sauf indication contraire, la résistance transversale est dét ¢e aprés une durée d’application de la tension

de 1 min.

2.2 Résistivité transversale : ®

Quotient de I'intensité du champ électrique continu par la densife courant en régime établi
dans un matériau isolant. Elle correspond pratiquement a Ia résist sversale réduite a une
unité de volume cubique.
Note. — L’unité SI de résistivité transversale est 'ohm-métre. On utilise également en prat@ohm—centimétre.

2.3 Résistance superficielle 6
&% face d’une

Quotient de la tension continue appliquée entre deux électrodes placées s
éprouvette par le courant entre les électrodes aprés une durée d’application donnée sion,
en ne tenant pas compte des phénomeénes de polarisation éventuels sur les électrodes.
Notes 1. — Sauf spécification contraire, la résistance superficielle est déterminée aprés une durée d’application d on
de 1 min.

2. — En général, le courant passe essentiellement par une couche superficielle de I'’éprouvette, ainsi que par tou
dépot d’humidité et d’impureté superficielle associé, mais il comprend aussi une composante circulant &
lintérieur de I'éprouvette.



METHODS OF TEST FOR VOLUME RESISTIVITY
) AND SURFACE RESISTIVITY OF SOLID ELECTRICAL
6 INSULATING MATERIALS

60’
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and calculation etermination of volume and surface resistivity of solid electrical insulating

These metho st cover procedures for the determination of volume and surface resistance
s f
materials.

Both volume resista@ d surface resistance tests are affected by the following factors: the
magnitude and time of v@ pplication, .the nature and geometry of the electrodes, and the
temperature and humidity of the ambient atmosphere and of the specimens during conditioning
and measurement. Recommen &s are made for these factors.

O,
QL
7.

The quotient of a direct voltage applied betweer@ielectrodes placed on two faces (opposite)

2. Definitions

2.1 Volume resistance ¢

of a specimen, and the steady-state current between lectrodes, excluding current along the
surface, and neglecting possible polarization phenomen the electrodes.

Note. — Unless otherwise specified, the volume resistance is determined aj min of electrification.
2.2 Volume resistivity . :®
The quotient of a d.c. electric field strength and the steady-sta rent density within an
insulating material. In practice it is taken as the volume resistance /eéi to a cubical unit
. volume.

Note. — The SI unit of volume resistivity is the ohm metre. In practice the unit ohm centimetr@o used.

2.3 Surface resistance 6

The quotient of a direct voltage applied between two electrodes on a surface défpecimen,

and the current between the electrodes at a given time of electrification, neglecting ible
polarization phenomena at the electrodes.
Notes 1. — Unless otherwise specified, the surface resistance is determined after 1 min of electrification.

2. — The current generally passes mainly through a surface layer of the specimen and any associated moisn@
and surface contaminant, but it also includes a component through the volume of the specimen.





